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5. 本實驗室碩士班研究生李貴宇，以「波長調制外差式光柵干涉儀之研究」（95-96年度國科會專

案計畫補助）為題，參加第四屆上銀科技機械碩士論文獎（比賽日期：2007/12/15）在近百位參

賽者中，脫穎而出，獲得第四名，優等獎，獎金 30 萬元。（得獎人：李朱育，李貴宇） 

 


